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A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Inzynieria Bezpieczenstwa

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogoblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
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Bezpieczenstwo Pracy i Transportu
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Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

inny

Status modutu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

piaty

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wykiad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajec¢

15

w semestrze

15




EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel Studencji na podstawie uczestnictwa w wyktadach zdobedg podstawowg wiedze na temat teorii interferometrii w
tym interferometrii laserowej, konstrukc;ji interferometrow oraz zastosowanie interferometrii w badaniach
modutu nieniszczacych materiatéw.

Symbol ] pro';voe:(Tzznia odniesier)ie do odniesierllie do
fektu Efekty ksztatcenia Zaieé _ efektow efektow
€ (w/é/l/;;iinne) kierunkowych | obszarowych

Student ma podstawowg wiedze w zakresie fizyki Wyktad
obejmujgca optyke, pole elektromagnetyczne, ¢éwiczenia
termodynamike, w tym wiedze niezbedng do K_W02 T1A W01
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych
w_01 | wystepujgcych w obiektach technicznych
Student ma podstawowg wiedze z zakresu Wyktad T1A W02
konstrukgji interferometréw oraz inzynierii ich ¢wiczenia T1A W05
wytwarzania. K_W20 T1A W06
InzA_WO01
W_02 InzA_WO05
Student ma podstawowg wiedze w zakresie Wyktad K W26 T1A W09
W 03 | zarzgdzania i inzynierii jakosci ¢wiczenia — InzZA_ W04
Student ma elementarng wiedze w zakresie Wyktad KS_ T1A_WO03
W 04 | nieniszczacych metod badan materiatéw ¢wiczenia | W01 BPRIT | T1A W05
potrafi pozyskiwa¢ informacje na temat zagadnien Wyktad T1A UO1
interferometrii z literatury i innych zrédet jak réwniez | ¢wiczenia InzA_U03
potrafi integrowac pozyskane informacie i K_U09 InzA_U04
interpretowac je. InzA_UQ05
u_o1
potrafi stosowac techniki interferometryczne do Wyktad T1A UO1
wykrywania i identyfikacji wad materiatéw i dokonac¢ | éwiczenia T1A U08
oceny zagrozenia spowodowanego tymi materiatami T1A UO09
InzA_UO1
InzA_U02
K_U20 InzA_UO03
InzA_UQ05
InzA_U06
InzA_U07
InzA_U08
u_o02
Student rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego | Wyktad
doksztatcania sie (studia drugiego i trzeciego ¢wiczenia
stopnia, studia podyplomowe, kursy) — K_K01 T1A KO1
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i
K_01 |spotecznych
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1 Elementy teorii pola elektromagnetycznego i optyki W_01
2 Whprowadzenie do interferometrii klasycznej i laserowej W_01
3 Interferometria plamkowa , zasada dziatania, zastosowanie w_gé
U o1
4 Interferometria siatkowa, zasada dziatania, zastosowanie Ww_01
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5 Interferometria siatkowa, zasada dziatania, zastosowanie
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6/7 Zastosowanie optycznych systemoéw do analizy i kontroli struktur inzynierskich
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

QOdniesienie
Nr zajec o . do efektow
¢éwicz. Tresci ksztatcenia ksztalcenia

dla modutu

1 Plan zajeé. BHP pracy z urzgdzeniami laserowymi i plazmowymi w_gé
W_03
u_o01
u_02
K_01

2/3 | Rozwigzywanie Wybranychzadan z optyki i optyki laserowej W—gé

w_03
u_o1
u_02
K_01

4 Kolokwium - w formie pisemnej w_gé

w_03
u_o1
u_02
K_01

5 Analiza literaturowa wybranych konstrukcji interferometrow W—gé

W03
u_o1
u_02
K_01

6/7 | Analiza literaturowa zastosowan interferometrow do analizy i kontroli W—gé

struktur inzynierskich W_03
u_o1
u_02
K_01

8 Kolokwium w formie pisemnej w_gé

W03
u_o1
u_02
K_01

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium, Kolokwium zaliczeniowe

w o2 | Kolokwium, Kolokwium zaliczeniowe

U o1 | Kolokwium, Kolokwium zaliczeniowe




’ K 01 ‘ Kolokwium, Kolokwium zaliczeniowe




C. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 15 h
2 | Udziat w éwiczeniach 15 h
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5h
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 35h
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,4 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 5h
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 5h
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 5h
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Suma:;-s h
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,6 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 50 h
23 Punkty ECTS za modut
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 2 ECTS
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 20 h
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 0,8 ECTS
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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